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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Circuits integres

Premiére partie: Géneralités

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les quest'ons 1que & S des Comités
d’Btudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant i ce
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

dans la plus grande

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sos Ségs\comine_telles \par les Comités nationaux.

permettent. Toute divergence entre la recommandauo
mesure du possible, étre indiquée en terme

La Publication 748-1 co
Elle comporte les articlg

iCulation en fonction des semiconducteurs traités. Toutes les parties
otes suivant la Régle des Six Mois ou la Procédure des Deux Mois, il

pour tenir compte des progrés effectués dans le domaine des circuits intégrés.

Comité d’Etirdes n"4

Notes 1. — Bien que’la Publication 147 ait utilisé le terme général «dispositif a semiconducteurs», elle se référait
seulement aux dispositifs discrets. Néanmoins, la presque totalité des informations est ¢galement valable pour
les circuits intégrés. Celles-ci ont été incorporées dans la Publication 747-1 sans contrdle détaillé quant a
Papplication aux circuits intégrés.
Le lecteur doit donc s'assurer si un article particulier est applicable aux circuits intégrés.
2. — Les Publications 747, 748 et 749 annulent et remplacent, au fur et a mesure de la parution de leurs
différentes parties, les Publications 147 et 148.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
SEMICONDUCTOR DEVICES

Integrated circuits

Part 1: General

FOREWORD

the National Committees having a special interest therein are represented
international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they &
that sense.

clearly indicated in the latter.

Publication 748-1 constitutes the
the general clauses. The follg
category of devices.

The meeting of Teehnical
Publications 147 and i
previously approved by Wote

necessary.

This standard wil gpt uwp O date by revising and extending the document as the work in Technical Committee
No. 47 continues and_takes into account advances in the field of integrated circuits.

Notes 1. — Though Publivation 147 has been written in terms of “semiconductor devices”, it referred only to discrete
devices. Nevertheless, most of this material was equally applicable to integrated circuits. Therefore, most of
its clauses have been incorporated into Publication 747-1 without a check that each clause was really
applicable to integrated circuits.

The reader should therefore ensure that a particular clause is applicable to integrated circuits.
2. — Publications 747, 748 and 749 supersede and replace, as their different parts are published, Publications 147
and 148.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Circuits integres

Premiére partie: Géneéralités

CHAPITRE I: DOMAINE D’APPLICATION ET PRESENTATION
DES PUBLICATIONS 748 DE LA CEI

1. Domaine d’application

Les Publications 748 doivent &tre lues en liaison ay
pour but de donner des normes sur les circuits intég

7-1; elles ont

2. Presentation
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Integrated circuits

Part 1: General

CHAPTER I: SCOPE AND PRESENTATION OF IEC PUBLICATIONS 748

1. Scope

Publications 748 should be read in conjunction wit and are

intended to give standards for integrated circuits.
2. Presentation
Publications 748 are made issued as separate

Publications 748-1, 748-2, etc. The e q ¢ issue of supplements, for
example, Publication 748-2A.
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CHAPITRE II: BUT ET PRESENTATION DE LA PUBLICATION 748-1

1. Généralites

La Publication 748-1 constitue la partie générale des Publications 748. Associée a la
Publication 747-1, elle fournit des informations générales sur les circuits intégrés.

-

A ce sujet, tous les articles de la Publication 747-1 sont valables, a condition:

— de ne pas s’adresser explicitement a des dispositifs discrets, et
—~ d’étre applicables (voir la note 1 de la préface).

2. But

— Donner des informations générales sur le domaine
Publications 748 (voir chapitre I).

résentation des

— Donner des informations sur les
applicables aux Publications 748-2, 748-
catégories ou sous-catégories de circuifs.i

exigences générales
ormes pour les diverses

3. Présentation

Les informations sur les p

incifes™Ngéne les exigences mentionnées ci-dessus sont
Je la\presente publication.

[ Exp que le systeme de numerotauon des methodes de mesure, ainsi que le systéme des matrices
dapplications.

Donne une liste de toutes les méthodes de mesure utilisées pour les circuits intégrés.
— Chapitre VIII: Réception et fiabilité des circuits intégrés.

® Indique les exigences générales et spécifiques qui doivent étre remplies pour chaque catégorie ou
sous-catégorie de circuits intégrés.
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